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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４０７４—２００８《绕组线试验方法》分为八个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：尺寸测量；

———第３部分：机械性能；

———第４部分：化学性能；

———第５部分：电性能；

———第６部分：热性能；

———第７部分：测定漆包绕组线温度指数的试验规程（考虑中）；

———第８部分：测定漆包绕组线温度指数的试验规程　快速法（考虑中）。

本部分为ＧＢ／Ｔ４０７４的第５部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０８５１５：２００４《绕组线试验方法　第５部分：电性能》第３．２版（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———对图３ａ和图５的标注错误进行了修正。

本部分自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ４０７４．５—１９９９。

本部分与ＧＢ／Ｔ４０７４．５—１９９９相比，主要变化如下：

———增加试验方法２３：针孔试验；

———对所有试验参数均规定了公差；

———在试验方法１３“击穿电压”中：

ａ）　修改了部分试验设备规定；

ｂ）　将玻璃丝包线的击穿电压试验从扁线中单独列出；

———在漆膜连续性试验中，调整了部分低压连续性试验设备的参数；

———增加了规范性附录Ａ；

———对介质损耗因数试验方法规定Ａ和Ｂ两种方法，并在附录Ａ中做了进一步的规定和说明。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司、长沙湘鸿仪器机械有限公司、浙江洪波线

缆股份有限公司、上海申茂电磁线有限公司、上海杨行铜材有限公司、保定天威电力线材有限公司。

本部分主要起草人：陈惠民、刘贵忠、梁月明、曹恒泰、刘明福、刘顺荣、高素霞。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４０７４．１７～４０７４．１９—１９８３、ＧＢ／Ｔ４０７４．２２—１９８３、ＧＢ／Ｔ１３４３．８～１３４３．９—１９８４、

ＧＢ／Ｔ４０７４．２０—１９９１、ＧＢ／Ｔ４０７４．５—１９９９。

Ⅰ
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绕组线试验方法

第５部分：电性能

１　范围

ＧＢ／Ｔ４０７４的本部分规定了下列试验方法：

———试验方法５：电阻；

———试验方法１３：击穿电压；

———试验方法１４：漆膜连续性；

———试验方法１９：介质损耗因数；

———试验方法２３：针孔。

定义、试验方法总则和绕组线试验方法一览表见ＧＢ／Ｔ４０７４．１。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４０７４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４０７４．１　绕组线试验方法　第１部分：一般规定（ＧＢ／Ｔ４０７４．１—２００８，ＩＥＣ６０８５１１：１９９６，

ＩＤＴ）

３　试验方法５：电阻

电阻是２０℃时１ｍ长绕组线的直流电阻。

所用试验方法的测量精度应为０．５％。

对于束线，其长度应不超过１０ｍ，并应在测量前将两端头焊锡。当测量电阻是为了检查断股情况

时，应使用１０ｍ长的束线。

如果电阻犚ｔ是在温度狋而不是在２０℃时测量，２０℃时的电阻犚２０应按下式计算：

犚２０＝
犚ｔ

１＋α狋（ ）－２０

式中：

狋———测量时的实际摄氏温度，℃；

α———温度系数，Ｋ
－１。

在１５℃至２５℃的温度范围内，所使用的温度系数应为：

———铜：α２０＝３．９６×１０
－３Ｋ－１；

———铝：α２０＝４．０７×１０
－３Ｋ－１。

做一次试验。记录电阻。

４　试验方法１３：击穿电压

４．１　试验原理

试验电压应是标称频率为５０Ｈｚ或６０Ｈｚ的交流电压。从零开始施加试验电压，然后按表１规定

的恒定速率升压。
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